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Obr. lll: EDS analyza povrchu vzorku (P)
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Obr. II: EDS spektrum povrchu vzorku (O) s kulawity Obr. IV: Vzhled povrchu vzorku (P) (25°C, 24 h, s
asticemi aktivaci)
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Obr. V: Vzhled povrchu vzorku (M) se znamkami p®br. VIII: Vzhled povrchu vzorku (I) s postupujici
naleptani kyselinou sirovou korozi podél hranice zrn.
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Obr. VI: Vzhled povrchu vzorku N zasa eného lokaln Fe
alkalickou korozi
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Obr. VII:Vzhled povrchu vzorku (C) s poajici lokalni
alkalickou korozi

Electron Image 1

Obr. IX: EDS analyza povrchu vzorku (1)
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Obr. X: Vzhled povrchu vzorku (Q) s fprajici lokalni  Obr. XllI: Vzhled vzorku (Y) s vyobrazeni koroznich
alkalickou korozi produkt na povrchu
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Obr. XIV: Vzhled povrchu vzorku ()
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Obr. XI: Vzhled vzorku (S) s poajici lokalni
alkalickou korozi
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Obr. XII: Vzhled vzorku (W) s vyobrazeni koroznich
produkt na povrchu
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Electron Image 1

Obr. XV: EDS analyza povrchu vzorku Y nad Obr. XVI: EDS analyza povrchu vzorku ) nad
intermetalickou &stici hlinikovou matrici
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Obr. XVII: zhled povrchu vzorku ()
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Electron Image 1
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Obr. XVIII: EDS analyza povlaku nad intermetalickouObr. XIX: EDS analyza povlaku na matrici u vzroku
astici u vzroku ()
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Obr. XXIII: Vzhled povrchu vzorku (c)

Obr. XX: Vzhled povrchu vzorku §
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Obr. XXI: Vzhled povrchu vzorku { — detail Obr. XXIV:Vthed povrchu vzorku (b)
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Obr. XXII: Vzhled povrchu vzorku () Obr. XXV: Vzhled povrchu vzorku (b’)

Vi



P iloha I.

Obr. XXVI: Vzhled povrchu vzorku (c")

Obr. XXVII: Vzhled povrchu vzorku (t)

Obr. XXIX: EDS analyza povlaku vzorku (t') nad
intermetalikem (urychlovaci nap 10 keV)

Obr. XXVIII: Vzhled povrchu vzorku (r)
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Obr. XXXI: Detail vylouenych ceritych sloenin na
matrici slitiny AA 2024 vzorku (r")

Obr. XXXII: Detail vylouenych ceritych slownin na
matrici slitiny AA 2024 vzorku (r")

Obr. XXX: EDS analyza povlaku vzorku (t) nad
intermtalikem (urychlovaci nap 15 keV)

Obr. XXXIII: Detail vylouenych ceritych sloenin na
matrici slitiny AA 2024 vzorku (r")
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